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Inhaltsverzeichniss.

Einleitung

I. Netz-Lamellen- und Kreismikrometer.

Fadennetz von MALvAsiA (MONTANARI). Glasgitter von TOBIAS MAYER, BRANDER.
CassINI’s Netz. BRADLEY’s Raute. Rautenformen von FLAUGERGUES, MONTEIRO
DA RoccA. BURKHARDT’s Quadrat. Zeta-Netz von Varz. Lampen-Netz-Mikro-
meter von FRAUNHOFER. Netze von LACAILLE

Kreis- und Ringmikrometer.

Geschichtliches. Beobachtungs- und Reductionsverfahren. Bestimmung
des Halbmessers durch Winkelmessung, aus Sonnen- und aus Sternbeobachtungen.
Giinstigste Wahl der Sehnen. Reduction der Beobachtungen am Rin g mikro-
meter. Beriicksichtigung der Eigenbewegung. Einfluss der Strahlenbrechung.
Strahlenbrechungs-Tafel fiir Mikrometer-Beobachtungen. Beispiel einer Kometen-
oaiialitn SRR R R R R R b R e e

Lampen-Kreis-Mikrometer von FRAUNHOFER

Positions-Ringmikrometer von H. KOBOLD

Differenzen-Mikrometer von v. BOGUSLAWSKI

Lamelle unter 45° von H. C. VOGEL.

Beobachtungs- und Reductionsverfahren. Beriicksichtigung der Eigen-
bewegung und der Refraction bei Orientirung nach dem wahren und nach dem
scheinbaren Parallel. Orientirung. Beispiel einer Kometenbeobachtung s 3L

Kreuzstabmikrometer — Cross-Reticule.

Reductionsausdriicke. Einfluss des Winkels der Lamellen und des Orientirungs-
fehlers. Eigenbewegung und Refraction. Beispiel einer Kometenbeobachtung
aneinem Doppelkretzstabirikrometer - . il i m e ani b 38

Quadratisches — Square bar — Mikrometer.

Reduction. Eigenbewegung und Strahlenbrechung. Orientirung. Bestimmung
e EEnoe e DIdpOnale. o vivi i 4 . 0 i e ittt et e >4

Vergleichende Uebersicht.

II. Schraubenmikrometer.
Acltere Constructionen von GASCOIGNE, AUZOUT und Picarp, G. KircH, Mikro-
meter von HUYGENS und ROEMER. Parallel-wire und cross-hair Mikrometer von
W. HERSCHEL. Mikrometer nach LALANDE. Lampenmikrometer von W. HERSCHEL
und].H.SCHRGTER...................48
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Inhaltsiibersicht.

Die neueren Faden- und Positionsmikrometer.
Vortheile der Schraube zu Messungszwecken. Fehler der Schraube. Sieben ver-
schiedene Typen des Schraubenmikrometers. Praktische Bemerkungen iiber das
Aufzichen der Fiden. Vergleichung der verschiedenen Constructionsarten.
raube und des von ihr bewegten Schlittens. Todter Gang. 52—56
Registrirung der Stellung der Schraube . 60— 64

d seine Verbindung mit dem Schraubenmikro-

Lagerung der Sch
Vorrichtungen fiir die
Der Positionskreis un

meter . 64—66
Beleuchtungsvorrichtungen fiir Feld- und Fadenbeleuchtung . . 66—171
Balkenmikrometer von A. RPEPSOLD (88 S6hhe : . . (¢ 5 e el vk
Mikrometer {iir grosse Distanzen von A. CLARK 72

72

Duplex-Mikrometer von H. GRUBB
Declinograph von V. BENGIRRIE . v e ey e o e o e e 73
Lichtbild-Mikrometer.

Constmctioncn von V.
J BrownING), H. GRUBB

STEINHEIL, LAMONT, STAMPFER, K. v. LitTROW, BIDDER
77— 80

Messungen mit dem Fadenmikrometer.

Berichtigung des Focus. Wahl der Beleuchtung. Fehler des Instruments und seiner

Aufstellung. Bestimmung des Parallels. Messung von Rectascensions-

und Declinations-Differenzen bei ruh
Beispiel einer Planetenbeobachtung. Aus-

endem Fernrohr. Einfluss der

Eigenbewegung. Strahlenbrechung.

messung von 8- und a-Differenzen bei gehendem Uhrwerk . . 80 - 93
Jestimmung des relativen Ortes durch Positionswinkel und Distanz.

Methoden. Glastiden nach G. BIGOURDAN. Beispiel einer Doppelsternbeobachtung.
von Nebelflecken und Kometen und Beriicksichtigung

Positionsbestimmungen
nswinkeln und Distanzen. Einfluss

der Eigenbewegung bei Messung von Positio

der Strahlenbrechung. Beispiel einer Kometenbeobachtung 93—102
Einfluss der Gattung des Lichtes : b 102
Systematische Beobachtungsfehler bei Doppelsternmessungen . 103—106

Beobachtungen der Satelliten Seriicksichticung der unvollstindigen Be-
t - > S S

Messungen auf einer Planetenscheibe.

leuchtung der Planetenscheiben.
106—115

Bestimmung der Durchmesser von leuchtenden Scheiben -
Bestimmung der fortschreitenden und periodischen Ungleichheiten
einer Schraube. Gleichzeitige Ermittelung beider Ungleichheiten. Bestimmung
der periodischef: Fehler. Praktisches Verfahren. Untersuchungen von KAISER
und von DUNER. Mikroskop mit Glasmikrometer von H. C. VogeL. Mikroskop
adenpaaren. Bergkrystallprisma nach WINNECKE. Beispiel einer

mit beweglichen F
des Mikrometers.

Bestimmung der periodischen Fehler. Benutzung der Fiden
Elimination derselben durch Anordnung der Messungen.
Praktisches Verfahren.

Jeispiel einer Bestimmung der tortschreitenden Fehler . . . . « 11§5—130
1) aus der Messung der

Ursprung der Fehler.
Bestimmung der fortschreitenden Fehler. Gewichte.

Bestimmung des Winkelwerthes der Schraube

Intervalle der festen Faden. Einfluss der Fehler des Instruments und der

Gleichzeitige Ermittelung der Fehler der Schraube. 2) aus

Strahlenbrechung.
r Sterne (4 Z Bogen im Sternhaufen

der Messung der Declinationsdifferenz zweie
h Persei) oder einer terrestrischen Distanz. 3) aus der Declinationsbewegung
eines kleinen Planeten. Reduction des Schraubenwerthes auf die Normalstellung

der Fadenebene und seine Abhingigkeit von der Temperatur . . . . I130—I37

1II. Doppelbildmikrometer.
Einleitende Bemerkungen.
metrie Autol ‘SAVERY MOV BOUGURR g s Tvi Tl nip ERGRCIRS. $UA. 137—139

Einfithrung des Princips der Doppelbilder in die Mikro-

Doppelbildmikrometer von ANMIOLL 2aubing don T Pigile, 4P e RE et
Doppelbildmikrometer mit getheilter Ocularlinse nach RAMSDEN, G. DOLLOND, JONES 142
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Inhaltsiibersicht. VII
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Doppelbildmikrometer von AIRY.

Erste Construction. Verbesserung. Vorschlag von VALz. Lichtverlust. Beschaffen-

heit der Bilder. Beschreibung des mechanischen Theils des Mikrometers nach
Karskr. Herstellung der Deckung der Bilder R SN 143—149

Beobachtungsmethoden. Winkelwerth der Schraube,. Nullpunkt des
Positionskreises : 149—155
Beriicksichtigung der Phase bei Durchmesserbestimmungen 155
Prismenmikrometer nach MASKELYNE . 155
Ocular-Prismenmikrometer von C. A, v. STEINHEIL 157
Mikrometer von TH. CLAUSEN 158
Mikrometer von ROCHON 159
Mikrometer mit verdnderlicher Vergrdsserung von ARAGO 161
Mikrometer mit constanter Vergrdsserung von ARAGO . 162
Mikrometer von G. DOLLOND . 163

Mikrometer von V. WELLMANN.

Benutzung eines Kalkspathprismas bei Marsbeobachtungen durch O. LoHse. WELL-
MANN’s Apparat fiir Positionswinkel- und Distanzmessung. Vervoll-
kommnung des Apparates. Beobachtungsverfahren. Elimination der
Fehler. Vorziige des Mikrometers. Neigung der Fiden bei den Prismen
von RoCHON und WOLLASTON. Prisma von M. BRENDEL.  Beriicksichtigung

und Elimination der Neigung. Beispiele. Abhiingigkeit der Maximalelongation

von Temperatur und Ocularstellang. Bestimmung der Maximalelongation 164—177

Doppelbildmikrometer von G. BIGOURDAN
IV. Interferenzmikrometer.
(nach A. MICHELSON und nach K. SCHWARZSCHILD) .

V. Verbesserung der Mikrometermessungen fiir Pricession, Nutation
und Aberration.

1) Unterschiede in Rectascension und Declination .
2) Positionswinkel und Distanz .
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